 Strukturovaný návrh








Standardizace postupů NST


Snímání a nastavování stavů - SCAN IN/OUT - SCAN/SET 





		- logická úroveň


		- registrová/bloková úroveň


		- systémová/behaviorální - VHDL





�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	PIPO - parallel inputs parallel outputs


�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	PISO - parallel inputs serial output


�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	SIPO - serial input parallel outputs


�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	SISO - serial input serial output
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                     PIPO 					     PISO
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            SIPO					      SISO








APLIKACE:


�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	PIPO - Random Access Scan - RAS, CrossCheck 


�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	PISO - stínové registry, logout sálových počítačů


�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	SIPO - konfigurační registry


�SYMBOL 183 \f "Symbol" \s 10 \h�	SISO - hraniční snímání (Boundary Scan), čtení systémových klopných obvodů





Random Access Scan RAS je nejdražší, ale nejrychlejší





IBM SYSTEM/360-370, SDIN a SDOUT mohou být širší, než 1 bit (8b, 16b, atd.).
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RAS
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CrossCheck  





přírůstek kapacitní zátěže cca 0,2%


přídavná plocha 15-20%
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Sériový scan�
  


Stínový registr 





�
�
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Historie strukturovaného návrhu





REALIZACE SNÍMACÍCH OBVODŮ
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Snímání posuvným registrem
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Hladinově citlivý KO LSSD IBM
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Klopný obvod RAS
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Buňka pro zlepšení testovatelnosti
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Princip hraničního snímání Boundary Scan











�VLOŽIT MSDraw   \* VČETNĚFORMÁTU���








Standardní buňka hraničního snímání








STANDARD BOUNDARY- SCAN (IEEE 1990)
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Architektura čipu IEEE 1149.1 








Povinné instrukce - SAMPLE/PRELOAD, EXTEST,


Volitelné instrukce - INTEST, RUNBIST








Boundary-Scan Description Language (BSDL) - na podmnožině VHDL








SYSTÉMOVÉ OTÁZKY





Úplný SCAN - částečný SCAN


Hodnocení důležitosti KO - analýza testovatelnosti


Uspořádání snímací smyčky procházející více obvody 


	sériová cesta


	sério-paralelní cesty


	hvězdicový přístup - paralelní
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Uspořádání snímací cesty pro vnitřní testování





Hloubka testovaného obvodu





Modifikace hraničního registru - posuvný registr s lineární ZV - Linear-Feedback Shift Register


	generátor pseudonáhodných vzorků - zdroj testu


	analyzátor odezev - příznakový analyzátor


Vestavěné diagnostické obvody - Built-In Self Testing 
